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摘要(译)

本发明提供了一种液晶显示面板云纹缺陷的检测方法和检测装置，其中
检测方法包括：步骤1、采集所要检测的液晶显示面板的样本图像；步骤
2、根据所述样本图像，利用B样条最小二乘法拟合出所述样本图像所对
应的背景图像；步骤3、将所述样本图像和背景图像进行比较，获取云纹
缺陷图像。液晶显示面板云纹缺陷的检测装置包括样本图像采集模块、
背景图像拟合模块、缺陷图像获取模块。本发明提供的液晶显示面板云
纹缺陷的检测方法和检测装置能够提高液晶显示面板云纹缺陷检测的效
率和准确率，能够获得理想的云纹缺陷图像。
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